






































专利名称(译) 显示设备

公开(公告)号 US9627283 公开(公告)日 2017-04-18

申请号 US14/603328 申请日 2015-01-22

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日本显示器

申请(专利权)人(译) 日本展示INC.

当前申请(专利权)人(译) 日本展示INC.
松下液晶显示CO.，LTD.

[标]发明人 GOTOH JUN
NAKAYAMA TAKANORI

发明人 GOTOH, JUN
NAKAYAMA, TAKANORI

IPC分类号 G02F1/1345 G02F1/1339 G02F1/13 G02F1/1362 H01L21/66 G02F1/1368 H01L27/12 H01L27/32

CPC分类号 H01L22/32 G02F1/1309 G02F1/1339 G02F1/1368 G02F1/136259 H01L27/124 G02F2001/136254 
H01L27/3276

审查员(译) KIM，RICHARD

优先权 2009133762 2009-06-03 JP

其他公开文献 US20150129875A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在液晶显示装置中，希望在TFT基板的状态下进行测试，而不减少从一
个母TFT基板获得的TFT基板的数量，并且不增加TFT基板的整体尺寸。
测试端子形成在端子的外侧，用于驱动液晶显示装置。特定TFT基板的
测试端子形成在特定TFT基板正下方的另一TFT基板中。形成测试线的区
域是在显示区域和下TFT基板的一端之间形成密封材料的空间。因此，
TFT基板的尺寸实际上没有增加。测试线区域不是单独形成的并且不会
丢弃，因此不会减少从一个母TFT基板获得的TFT基板的数量。
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